COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEH{HVHAPOIHHAH JNERTPOTEXHUWYECKAR HOMHOCHA

Publication 271 C - ITy6nukanas 271 B

1985

Troisiéme complément A la Publication 271 (1974)

Liste des termes de hase, définitions et mathém
applicables a la fiabilité

List of basic terms n
and related mathematics for r Iia@i

~—
Tperve nomosmefine k [Ty \%}(1974)
Hauem HHbY, O1fpe/IeeHnd

(G

="

© CEI'1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved - IIpago u3zaHus OXpaHTETCA 3aKOHOM

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

Genéve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=74a74004345982aeff9da20b57eb7658

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consuitant
les documents ci-dessous:

Bulletin de 1a CE1I
Annuaire de la CEI

Catalogue des pnblications de la CEY

Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-

tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

@ IEC Bulletin

® 1EC Yearbook

Publié{annuellement

Terminol¢gie

En ce quilconcerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Puplication 50 de la CE I: Vocabulaire Electrotechnique
Internationhl (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chafun d’un sujet défini, I’Index général étant publié sépa-
rément. Dep détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termgs et définitions figurant dans la présente’publicati
ont été soitfrepris du VEI, soit spécifiquement appro
de cette puplication,

Symbolesl graphiques et littéra
S

Pour le
d’usage général approuvés par

— la Publication 27
électrotgchnique;

— la Publ
schémas.

Les sym}
été soit repyi
quement aj

I établies par le méme

Publicati
Comité dI)Etudes

Published yearly

Terminology

td to I EC Publica-
tlary (IEV), which is
aling with a specific
1parate booklet. Full

present publication
ve been specifically

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols fand signs approved
by the IEC for general use, readers are referfed to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;
— IEC Publication 617: Graphical symbol{ for diagrams.

The symbols and signs contained in the [present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les publications de la CE 1 préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover,
which lists I EC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.


https://iecnorm.com/api/?name=74a74004345982aeff9da20b57eb7658

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEHMIVHAPORHAR INEKTPOTEXHHYECHKAR KOMHCCHA

Publication 271 C - [Ty6nukanns 271 B

1985

Troisiéme complément & la Publication 271 (1974)

Liste des termes de base, définitions et mathemathiques
applicables a la fiabilite

List of basic terms, def
and related e@

Tpetne nonoupeane k [Ty \HR@ (1974)
H CThs MIHb], OTIE/Ie/IeHIS 0

© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved - TIpaBo K3jiaHHs OXpaHseTCH 3aKOHOM

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca-
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit de V'éditeur.

No part of this publicaton may be reproduced or utlized in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm, without permission in writing from the publisher.

3anpeiaerca 6e3 nuck ro pa fl U3HATENS BOCIPOU

WJIH KOIHp 3TOH nyOnHMKamun WK ee yacTH B oGoH dopme mim mobGbIMI
CPE/CTBAMH ~ 3EKTPOHHBIME HJIM MEXaHHYECKHMH, BKITIOjasi GOTOKOMHIO H MUKPOQHIbM.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique internationale

3, rue de Varembé '

Genéve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=74a74004345982aeff9da20b57eb7658

-2 — 271C © CEI 1985

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Troisi¢éme complément a la Publication 271 (1974)
LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES

APPLICABLES A LA FIABILITE

Le texte de cette Kormh

international sur les sujets examinés.

D) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agké

t issQ

PREAMBULE
) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technique é ités d’Etudes ou sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans\a‘plus grand 5possible un accord

ités nationaux.

B) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime'le g g-los 4 i t adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, ddns la~ygestre oude i i e permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CE1 et la régle natfonale corresg an it, s bssible, étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le Comy : Fiabilité et maintenabilité.

ivants:

K@t\dew Rapport de vote

56(BC)95

nseigndments, consulter le rapport de vote mentionné daps le tableau ci-
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Third supplement to Publication 271 (1974)

LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

FOREWORD

1) The formal flecisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Com
Committeed having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an infgrnatjo
on the subjdcts dealt with.

2) They have fthe form of recommendations for international use and they are accepted by the
sense.

3) In order to promote international unification, the IE C expresses the wish that a
the IEC redommendation for their national rules in so far as national condjtions w1

ional
inion

in that

ext of
tIEC

This stanidard has been prepared by IEC Technical . se¢ No. 56: Reliability and Mainfain-

ability.
The text pf this standard is based wpon the

AN ~ :

L les’ l\;{e Report on Voting

Q K 5@0}8\ 56(C0O)95
N

fo

Further i

nformatiox ca

d in the Report on Voting indicated in the table above.
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HAJAEXHOCTb. OCHOBHBIE TEPMUHBI, OITPEAEJTEHUSA U

MATEMATUYECKUE ®OPMYVJIbI

NPEANCIIOBUE

1) Odbunuansuble pemeHuss WM corfamenus MOK 110 TEXHHYECKHM BOHPOCAM, NOAT
KOTOPBIX TIpeICTABJICHbI BCE 3aMHTEPECOBAHHbIE HAIMOHAIbHBIE KOMUTETH], BLIPAXKAIOT, HO BO3MO
TOYKY 3pEHHUS] B JAHHOM 06IacTH.

HOCTbD.

Texer 2TOro CTay, Ta QCHOBLIB
ITo n W

<

X HJOKyMCHTAaX.

OTYeT MO UTOTaM TOJOCOBAHHUS

56(1B)95

Boisee n POO anust MOXET OBbITH Hanue}{a B YKa3aHHOM BBILIC OTYETE IO

HaHH.

o
(oL |

MU KOMHUTCTAMH, B

3, MEXIYHAPOIHYIO

HHUMAKTCS HALHO-

KOMUTCTBI IPUHATIH

[ax.

EMOHTOTIPUTO/T-

HTOI'aM IOJIOCO-
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Troisiéme complément a la Publication 271 (1974)

LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES
APPLICABLES A LA FIABILITE

Third supplement to Publication 271 (1974)

LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

TERMES
ET DEFINITIONS

Durabilité

Aptjtude d’un dispositif a accom-
plir upe fonction requise dans des
conditions données d’emploi et des
condifions données de maintenance,
jusqu’ ce qu’un état limite soi
teint.
Notes

de co

Etat d

Corl
risé par la perte d’aptitude a remplir
des fonctions requises.

éfaillant

Analyse des modes de défaillance et
de leurs effets

Méthode d’analyse qualitative de la
fiabilité d’un systéme qui implique
I’étude des modes de défaillance qui
peuvent exister dans un  dispositif
quelconque du systéme et la détermi-
nation des effets de chaque mode de
défaillance sur les autres dispositifs
du systéme et sur les fonctions opéra-
tionnelles de ce systéme.

Tperne monmosinenue k Ilyosukammu 271 (1974)

HAAEXHOCTDb. OCHOBHBIE TEPMUHBI, OITPE
MATEMATNYECKHUE ®OPMYVYJI

TERMS
AND DEFINIT

An example of when a
limiting state is reached,
is when an item reaches
the end of its useful life, or
when for any economic or
technological reasons it is
considered that the item
is unsuitable for further
use.

Failure state

ized by the lack of ability to perform
required functions.

Failure mode and effects analysis

A qualitative method of system re-
liability analysis which involves the
study of the failure modes which can
exist in any item of the system and the
determination of the effects of each
failure mode on other items of the
system, and on the operational func-
tions of the system.

ATOBCYHOCTH

CBOHCTBO 06BEKTA COXPAHATH pa-
6oTocnocobHoe COCTOSTHAE JI0 [HACTY-
IUIEHHs TIPEAESILHOTO COCTOSIHEST mpu
YCTAHOBJEHHBIX YCIIOBHSX dKcrlityaTa-
MM ¥ CHCTEME TEXHHYECKOTO [o6eity-
JKUBAHUSI ¥ PEMOHTA.
Tlpumeuanusn 1. — B HEKOTOPB|X Ciy-

445X YCTAHOBJICHHbLIE YCJIOBHSI DKC-

IJ1yaTalid MOTYT BKJIIOYATh ycra-

HOBJICHHBIE  TOCJIeAOBATEJ|bHOCTD

HJIM COYETAHUE HATPY3OK.
2. —Tlepexox B IpejesibHOE ¢OCTOS-
HHE, KOTa JajibHedllee TpyMeHe-
Hie 0OBEKTA 10 Ha3HAYCHUK) HeZo-
NYCTHMO TIO 3KOHOMHYECKYM MK
TEXHOJIOTHYECKUM NPAYUHAM,
SBJISIETCS NMPUMEPOM HCHEPTIAHUS
€ro CpoKa Ci1yX6bl.

Hepaborocnocofuoe cocTosH

XaAPRAKTEPH-
3YIOIEECs OTCYTCTBUEM CIOCOBHOCTH
BBINOJIHATD Tpebyemble GyHKIUN.

AHanM3 xapakrepa M TOCAACTBHI
OTKa3a

KauecTBeHHBIH METOJ aHAJIU3A Ha-
JEMHOCTH CHUCTEMbl, BKJIIOUAIOMIAH
H3yYeHHE BHJIOB OTKA30B, KOTOpHIE
MOTYT BCTPEYAThCst B JTMOHOM 00bEKTE
CUCTEMBI, U ONpelelieHHe MOCHeNcT-
BHI BJIMSTHHS OTKa3a KQXKJOTO BUA HA
pyrae 00BEKTHI CHCTEMBI U Ha €€ IKC-
JIyaTalHOHHbIE (DYHKIUA.
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Analyse des modes de défaillance, de
leurs effets et de leur criticité

Analyse des modes de défaillance et
de leurs effets en considérant la pro-
babilité d’apparition des défaillances
et en vue de classer les degrés de gra-
vité de leur cffets.

Niveau de maintenance

Type d’actions de maintenance
conduites a4 un niveau donné de dé-
coupage d’un dispositif.

Note. — Le critére de choix du niveau
de maintenance peut étre la

-6 —

Failure modes, effects and criticality
analysis

Failure modes and effects analysis
with a consideration of the probabil-
ity of occurrence and for a ranking of
the seriousness of the effects.

Level of maintenance

The type of maintenance actions to
be carried out at a stated indenture
level of an item.

Note. — The criteria for deciding a
level of maintenance can be

271C © CEI 1985

ANanu3 xapaKrepa, HOCAEACTBHE 1
KPUTHUHOCTH OTKA30B

AHajn3 XapakTepa " HOCJ[C,IICTBHﬁ
OTKa30B C YYE€TOM BEPOSTHOCTU HX
BO3HUKHOBCHHSI H CTCIICHH CEPBE3-
HOCTH HUX HOCHCHCTBMﬁ.

By rexHHMeCKOro*00ey)KBAHAA

O6beM omepalldii TEXHHYECCKOTO
06CITyKMBaHUS, BHITIOJHSEMbIX HA YC-
TAHOBJICHHOM YPOBHE JETAJIHU3ALUU
o6BeKTa.

IHpumeuanue. — KputepusmMu Hnpuss-
THSIDENICHNS] O BH/IC TEXHUYECKOTO

complexité de construction
du dispositif, Paccessibilité
aux différentes parties du
dispositif, le niveau de com-
pétence du personnel de
maintenance, les moyens en
équipments d’essai, les con-
sidérations de sécurité, ctc.

Echelon de maintenance

Position a Pintérieur d’une organi-
sation a laquelle la maintenance d’un
dispositif est conduite 4 des niveaux
de maintenance donnés.

Note. — Cette position est caractéri-
sée par la compétence du
personnel, les moyens dispo-
nibles, le site, etc.

- the complexity of the item’s
construction, accessibility to
parts of the item, skill level
of maintenance personng
test equipment facilitie
safety considerations

Line of maintena

00CITy )XUBAIOLIETO

e UCHBITATENb-
iust, COOOpaXeHus
Ir. /1.

Mecto OPradm3aiuy BLINOJHEHUA
TEXHMYECKOTO OBCITYKMBAHUS yctrano-
BJICHHOTO BHJ&.

Tlpumeuanue. — Y¢JIOBUS XapaKTepH-
3yIOTCA  KBaJM@UKAIHUEH mepco-
Haja, pacHojafaeMbIMH CpPelCT-
BAMH, MECTOM |pacHOJIOKEeHHs U
T.A.
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